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Drawn

Checked

Standard

Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel

-IEAP- 

Institut für Experimentelle und 

Angewandte Physik 

Allg. Toleranzen

nach DIN 2768

Toleranzklasse:

Oberfl., 

sow. n. in Zeich.:

REV: 

Gewicht: 0,010 kg

Projektion

nach

DIN 6-1 (E)

Zustand: InBearbeitung

Seite: 1 

von:    1 

A4

m

Rz16

1.4301 X5CrNi10-10 A2

 

so-epthet-c5-stm_dummy-mass_analog-pcb

Anmerkungen/ Notes:
 

Status:    

13.03.2013 

   

LS

26 (length_b)10 (length_a)

5 (length_t)

DIN 74 -  A m 2 X 1,

Jeweils im Flächenschwerpunkt

 dm_mass[g] number [uL] density[g/cm^3] length_a[cm] length_b[cm] length_t[cm]
eh_analog: 30,7 3 7,86 1 2,6 0,5
eh_digital: 24,9 2 7,86 1,1 2,4 0,6
eh_power: 196,1 6 7,86 2,2 2,7 0,7
ept_preamp: 18,9 2 7,86 1 2,4 0,5
het_preamp: 17,0 1 7,86 1,2 3 0,6


